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Sposéb skanowania dwuwymiarowych
obrazéw optycznych oraz urzgdzenie do skanowania

1
Przedmiotem wynalazku jest spos6b skanowania
dwuwymiarowych obrazéw optycznych znajdujacy
zastosowanie w systemach odczytu oraz akustycz-
no-elektroniczne urzgdzenie skanujgce dwuwymia-

rowy obraz optyczny dzialajace w oparciu o ten

spaséb.

Znany jest jednowymiarowy spos6b skanowania
obrazé6w optycznych w ukladzie konwolutora przez
jedng linie obrazu. Znany jest tez spos6b dwuwy-

miarowego skaningu polegajacy mna zastosowaniu

wielu urzadzen jednoliniowych pokrywajacych
plaszczyzne calego obrazu. Sposob ten jest trudny
w realizacji ze wzgledu na trudnosci 'w skierowa-
niu i prowadzeniu impulséw fal akustycznych
wzdtuz linii — odpowiednich falowodéw akustycz-
nych.

Znany jest tez sposéb dwuwymiarowego skanin-
gu z zastosowaniem wirujacego zwierciadla, ktére
zmienia obraz ofrzymany na jednoliniowym urzg-
dzeniu dgkanujacym. Znany jest tez sposéb otrzy-
mywania dwuwymiarowej transformaty Fouriera
obrazu. Transformata daje duzo informacji o obra-
zie, ale mie istnieje prosty sposéb' ma przejscie
z transformaty do obrazu pierwotnego.

Znane s3a wurzadzenia do jednoliniowego skano-
wania dzialajagce w ukladzie konwolutora zawiera-
jace plytke piezoelektryka i umieszczong nad mnig
z przerwa powietrzng piytka poiprzewodnika, przy
czym przetworniki usytuowane sa maprzeciwko sie-
bie emitujgc jednolita fale powierzchniowa.
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Znane s3 tez urzadzenia skanujace wykorzystu-
jace mozaike typu CCD #j. pélpmewodnikowe
przyrzgdy o sprzezeniu ladunkowym zawierajgce
na swej powierzochni wiele ltqucy elementarnych
komérek analizujacych.

Rozwigzamie to ma jednak szereg wad, bardzo
trudna jest technologia jego wytwarzania wyma-
gajaca wytwaorzenia na malej powierzchni wielu
tysiecy elementé6w i polaczen. Wada tego rozwig-
zania sg straty informacji przy przelgczaniu tadun-
ku pomiedzy poszczegblnymi komérkami urzgdze-
nia oraz trudnosci systemowe odczytu.

Wad dotychczas znanych sposéb skanowania i
urzgdzen nie ma rozwigzanie bedace przedmiotem
wynalazku.

Sposéb wedlug wynalazku polega mna tym, ze
wykorzystuje sie¢ dwa waskie impulsy akustycz-
nych fal powierzchniowych emitowanych wzgle-
dem siebie pod katem zawartym miedzy 0° a 180°
tak, ze nastgpuje przeciecie sie impulséw, przy
czym impulsy przecinajg sie wciaz w innym miej-
scu piytki piezoelektryka, tak zZe nastepuje prze-

- mieszczanie sie pvlmkwu przeciecia wedtug linii

prostej.

Urzadzenie wedlug wynalazku zawiera piezoelek-
tryk, w ktérym z dwoéch stron wzbudzane sq im-
pulsowe fale powierzchniowe. Nad piezoelelktry-
kiem w bardzo malej od niego odlegloéci umiesz-
czona jest plytka poéiprzewodnika. Dolna powierz-
chnia plytki piezoelektrycznej i gbrna powierzchnia
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piytki péiprzewodnika zaopatrzome sa w elektrody
wyjsciowe.

Rozwigzanie wedlug 'wymalazku charakteryzuje
sie prostota realizacj)i, matymi wymiarami i nie-
wielkim poborem mocy rzedu 50 mW, zapewniajac
nieniszczacy odczyt, duzg szybko$é odczytu ~oraz
duza zdolnoéé¢ rozdzielczg rzedu 100—300 linii na
1 cm dla czestotliwosci impulséw skanujacych réw-
nej 100 MHz. .

Przedmiot wynalazku zostanie blizej o-bjaémony
w oparciu o rysunek, ma ktérym fig. i1 przedsta-

wia plytke |pie_zoellek'try11§a, a fig. 2 — ukiad urza-

dzenia.

Na powierzchni plytki piezoelektrycznej 1 zaopa-
trzonej w umieszczone ma obrzezach, usytuowane
pod nkartem wzgledem siebie przetworniki P1 i P2
wyvfavggza sie przez mie dwa waskie impulsy aku-
stycknych fal powierzchniowych 2 i 3. Impulsy te
preeginaja si¢ w jednym punkcie. Poprzez reali-

zacj¢ opbéZinienia czasowego pomiedzy momentami -

generacji  impulséw "nastepuje przesuwanie, sie
punktu przeciecia impulséw wzdbuz linii prostej L
i w ten spos6b czesé powierzchni piezoelektryka
pokrywa sie regularng strukbura ré6wnolegtych linii.
Pun’kt przecigcia impulséw przemieszezajacy sie

wzdhuz danej finii obrazu spelnia role plamki

wybierajacej. Nad |p1y'tka plezoele}ntryika 1 w bar-
dzo matlej od miej odleglosci rzedu 0,1 pm umiesz-
czona jest plytka pélprzewodnikowa 4. Plytka ta
posiada naniesiong warstwe metalizowana 6, ktéra
wraz z przeroczystg metalowa elekiroda 5 napylong
na plytke piezoelektryka 1 stanowi wyjscie sygna-
tu Wy. Analizowany obraz w postaci strumienia
Swietlnego kierowany jest poprzez soczewke S oraz
poprzez plytke piezoelektryczng 1 ma plytke poi-
przewodnika - 4 a jednocze$nie ma powierzchni
plytki piezoelektrycznej 1 rozchodzg sie impulsy
fal powierzchniowych z przetwornikow Pl i P2.
Opb6mmienie impulséw wzgledem siebie jest zmie-
niane, tak-ze cala powierzchnia plytki piezoelek-
trycznej 1 jest analizowana przez przemieszczajaca
sie wezdiluz réwnolegtych linii plamka wybierajgca.
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Skladowa prostopadla do powierzchni plytki pola
elektrycznego plamki wybierajgcej swnika do plytki
polprzewodnika 4 spelniajacej role zaréwno po-
wierzchni fotoczulej jak i waraktora powierzch-
niowego, wywoluje w miej mnieliniowe zjawiska
elektryczne. = Efektywmnosé tych nieliniowych od-
dziatywan jest modulowana przez padajgce na p6i-
przewodnik $wiatlo a odczyt matezenia o§wietlenia
w miejscu pobytu plamki analizujacej jest nie-
niszczacy, gdyz  polega mna odczycie pojemnoscei.
Sygnal 'wyjsciowy z urzadzenia zawiera informacje

o rozkladzie o§wietlenia wadluz analizowanej linii

obrazu.

Rozwigzanie wedbug wynalazku zapewmnia zakres
dynamiczny tzedu 40 dB w zakresie 'widma fal
elektromagnetycznych od 0,1 do 1 pm. Oziebiajac
urzgdzenie do temperatury T79K mozha' odczyty-
waé przestrzenny rozklad promieniowania w za-
kresie od 3 pm do 15 wm.

Zastirzezenia .patentowe

1. Spos6b skanowania dwiuwymiarowych obrazéw
optycznych przy pomocy akustycznych fal powierz-
chnicwych, znamienny {tym, ze wykorzystuje sie
dwa waskie impulsy akustycznych fal powierzch-
niowych emitowanych na powierzchni piezoelek-
tryka wzgledem siebie pod katem zawartym mie-
dzy 0° a 180° tak, ze nastgpuje przeciecie sie¢ im-
pulséw, przy czym punkt przeciecia przemieszcezany
jest po powiermzchni piezoelektryka wzdbuz linii
prostej poprzez \ realizacje wop6zZnienia czasowego
miedzy momentami generacji impulséw.

2. Urzadzenie do dwuwymiarowego skanowania
obrazéw optycznych w ukladzie konwolutora, zna-
mienne tym, ze zawiera piezoelektryk (1) wypo-
sazony w przeroczysta metalowa elektrode wyj-
scia (2) oraz umieszczony mad nig w niewielkiej
odleglosci pbiprzewodnik (3) wyposazony 'w elek-
trode wyjsciowa (4) przy czym piezoelektryk (1)
posiada wusytuowane mna obrzezach pod katem
wzgledem siebie przetworniki (5) i (6).
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